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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
PERFORMANCE STANDARD -

Part 088-2: Non-connectorized single-mode fibre optic LAN WDM

devices with channel spacing of 800 GHz for category C —
Controlled environments

FOREWORD

b International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization com
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objeCty'of IEC is to p
brnational co-operation on all questions concerning standardization in the elecifical’and electronic fie
b end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specific
Chnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides((hereafter referred to as
blication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee intg
the subject dealt with may participate in this preparatory work. Anternational, governmental an
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this\preparation. IEC collaborates
h the International Organization for Standardization (ISO) in aceordance with conditions determir
eement between the two organizations.

e formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an intern
sensus of opinion on the relevant subjects since each_technical committee has representation fri
brested IEC National Committees.

L Publications have the form of recommendations for-international use and are accepted by IEC N
mmittees in that sense. While all reasonable effdrts are made to ensure that the technical content
blications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or f
interpretation by any end user.

order to promote international uniformity;}{JEC National Committees undertake to apply IEC Publig
hsparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any dive
ween any |[EC Publication and the cofresponding national or regional publication shall be clearly indic
latter.

itself does not provide any.attestation of conformity. Independent certification bodies provide con
essment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible f}
vices carried out by independent certification bodies.

users should ensure that‘they have the latest edition of this publication.

mbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dam
er damage of\any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee
enses arjsing~out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth¢
blications'

ention is* drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicat
ispensable for the correct application of this publication.
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patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ject of

International Standard IEC 61753-088-2 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This first edition of IEC 61753-088-2 cancels and replaces IEC/PAS 61753-088-2 published in
2010.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/3549/FDIS 86B/3591/RVD
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61753 series, published under the general title, Fibre optic
interconnecting devices and passive components performance standard, can be found on the
IEC website.

until
data

The
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the

relatgd to the specific publication. At this date, the publication will be

* rgconfirmed,

+ wjthdrawn,

+ r¢gplaced by a revised edition, or
* amended.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
PERFORMANCE STANDARD -

Part 088-2: Non-connectorized single-mode fibre optic LAN WDM
devices with channel spacing of 800 GHz for category C —
Controlled environments
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bart of IEC 61753 contains the minimum initial test and measurement requifement
ities which a non-connectorized single-mode fibre optic Local Area Netwark Wavel
on Multiplexing (LAN WDM) device with channel spacing of 800 GHz.needs to sati
to be categorized as meeting the requirements of Category C — Confrolled environn
fined in Annex A of IEC 61753-1:2007. The applications of LAN‘WDM devices are o
and DEMUX for 100GBASE-LR4 (required operating range ‘of 2 m to 10 km
BASE-ER4 (required operating range of 2 m to 30 km) efined in IEEE P802.3h
n in Annex D. The requirements cover both an integratedA,x 4 LAN WDM device a
dual 1 x 2 LAN WDM device for cascaded module construction.

ormative references

pllowing documents, in whole or in part, are~normatively referenced in this documen
dispensable for its application. For dated'references, only the edition cited applieg
ed references, the latest edition, of the referenced document (including
dments) applies.

0793-2-50, Optical fibres — Part 2-50: Product specifications — Sectional specificati
B single-mode fibres1

1300 (all parts), Fibre optic interconnecting devices and passive components —
nd measurement procedures

1300-2-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te§
urement procedures — Part 2-1: Tests — Vibration (sinusoidal)

1300-2-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te§
urément procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retention

5 and
ength
s5fy in
ents,
ptical

and
a, as
nd an

t and
. For
any

bn for

Basic

t and

t and

IEC 61300-2-9, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and

meas

urement procedures — Part 2-9: Tests — Shock

IEC 61300-2-17, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and

meas

urement procedures — Part 2-17: Tests — Cold

IEC 61300-2-18, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and

meas

urement procedures — Part 2-18: Tests — Dry heat — High temperature endurance

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and

meas

urement procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

1 A fourth edition is due to be published shortly.
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IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-22: Tests — Change of temperature

IEC 61300-2-42, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-42: Tests — Static side load for connectors

IEC 61300-3-7, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-7: Examinations and measurements — Wavelength
dependence of attenuation and return loss of single mode components

IEC 61300-3-20, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
meagurement procedures — Part 3-20: Examinations and measurements — Directivitycof| fibre
optic|branching devices

IEC §1300-3-28, Fibre optic interconnecting devices and passive components|~ Basi¢ test
and measurement procedures — Part 3-28: Examinations and measurements=-1Transient |oss

IEC §1300-3-29, Fibre optic interconnecting devices and passive cotmponents — Basi¢ test
and measurement procedures — Part 3-29: Examinations and measurements — Measurgment
techrliques for characterizing the amplitude of the spectral tfansfer function of DWDM
components

IEC §1753-1:2007, Fibre optic interconnecting devices and\passive components performance
standard — Part 1: General and guidance for performance standard

IEC §2074-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fibre optic WDM
devicles — Part 1: Generic specification

ITU-T Recommendation G.959.1, Optical transport network physical layer interfaces

IEEE| P802.3ba, Carrier Sense Multiple’ Access with Collision Detection (CSMA/CD) Ag¢cess
Methpd and Physical Layer Specifications

3 Terms and definitions

For the purposes of thisydocument, the terms and definitions given in IEC 62074-1, as wgll as
the fqllowing, apply.

3.1
LAN WDM device
wavelengthrselective branching device which performs the function both of wavelgngth
multiplexing and demultiplexing with DWDM channel frequency of 231,4 THz, 230,6 |THz,

229 Tl nad-220 0 TLI—- b ara $1 baoannal feaniianay, ananin~ o oNnn Ll
,O T T T, arfu Z2Z 9,0 11 IZ,wirctTo arcoirrartreT IMTYUTTIVY opaviilty 1o UUU UT 14

3.2

integrated 1 x 4 LAN WDM device

single-mode fibre-pigtailed wavelength-selective branching device as shown in Figure 1.
There is 1 common port (P0) and 4 input/output ports (P1-P4) corresponding to the 4
frequency channels
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Input/ Outputs/
output inputs

P1(41)

PO(441,42,43,44) L P2(k)

P3(43)

P4(44)

IEC 476/13

2013

3.3
indiv

singlg-mode fibre-pigtailed wavelength-selective branching device ashshown in Figu

Therd
chan
corre
corre

4 Tlest conditions

Unled
LAN
but
pigta
coate
carrig
provi

Figure 1 — Configuration of integrated 1 x 4 LAN WDM device

idual 1 x 2 LAN WDM device

are 4 types of individual 1 x2 LAN WDM device, corresponding to the 4 frequ
hels. There is 1 common port (P0) and 2 input/output ports (P4, P2). The signal d
sponding channel frequency passes through between PO.and P1. The signals o
sponding channel frequencies pass through between PO and/P2.

Input/ Outputs/
output inputs
PO(41,42,43,44) — P1(4)
P2(%+ 1)
IEC 477/13

Figure 2 — Configuration of individual 1 x 2 LAN WDM device

s otherwise specified, all test methods are in accordance with the IEC 61300 s
WDM devices Used for each test are intended to be previously unstressed new sar
ay also be.selected from previously used samples if desired. The samples shall
Is of single-mode fibres as per IEC 60793-2-50, category B1.1, B1.3 or B6 in

d fibres\(primary and secondary) or reinforced cable format. All measurements sh
d out under standard atmospheric conditions, unless otherwise specified. If the dey
jed, with an active temperature control, this shall be set at the set-point specified b

re 2.
ency
f the
f non

Eries.
nples
have
pither
all be
ice is
y the

man

facturer

Ther

equirements apply to every combination of input and output ports.

All tests are to be carried out to validate performance over the required operating channel
frequency range. As a result, single or multiple spectral bands may be chosen for the
qualification and differing target specifications may be assigned to each spectral band.

5 Test report

Fully documented test reports and supporting evidence shall be prepared and be available for

inspe

ction as evidence that the tests have been carried out and complied with.
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6 Reference components

The test for these components does not require the use of reference components.

7 Performance requirements

71 Channel requirements

Table 1 shows channel requirements (design information) as specified by IEEE P802.3ab and
ITU-T Recommendation G.959.1.

Table 1 — Channel requirements

No Items Requirements

1 |[Centre frequency Channel 1: 231,4 THz (= 1 295,56 nm)
Channel 2: 230,6 THz (= 1 300,05 nm)
Channel 3: 229,8 THz (= 1 304,58 nm)

Channel 4: 229,0 THz (= 1 309,14 nm)

2 Channel spacing 800 GHz

3 Channel frequency range Centre frequency + 184 GHz

Channel 1: 231,584 — 231,216°"Hz (= 1 294,53 — 1 296,59 nm)
Channel 2: 230,784 —230,416 THz (= 1 299,02 — 1 301,09 nm)
Channel 3: 229,984.=229,616 THz (= 1 303,54 — 1 305,63 nm)

Channel 4: 229,184 — 228,816 THz (= 1 308,09 — 1 310,19 nm)

7.2 Dimensions

Dimensions shall comply with-those given in appropriate manufacturers drawings.

7.3 | Test details and requirements

A mipimum lengthhof fibre or cable of 2,0 m per port shall be included in all climati¢ and
envirpnmental t{est chambers. Even though a wavelength range is used instead of the precise
requifed frequency range, the wavelength range required includes the required frequency
range.
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Table 2 — Test details and requirements (7 of 5)

channel isolation

IEC 61300-3-29

channel isolation over the
channel frequency range
according to Table 1:

25 dB (Integrated 1 x 4 LAN
WDM device) See Annex B.

25 dB for PO-P1 (Individual
1 x 2 LAN WDM device) See
Annex C.

14 dB for P0O-P2 (Individual
1 x 2 LAN WDM device) See
Annex C

Launch fibre length:

Wavelength s€anning
range

Waveléngth resolution
Wayelength accuracy

Step size

No Tests Requirements Details
1 Attenuation Maximum allowable Method: A and B can be applicable
(insertion loss) attenuation (insertion loss) . ]
IEC 61300.3.29 | V€' the channel frequency Launch fibre length: 22,0m
range according to Table 1: Wavelength scanning 1290-1315nm
2,0 dB (Integrated 1 x 4 LAN | range
WDM device) See Annex B. Wavelength resolution <0,05 nm
0,85 dB for PO-P1 (Individual
1 x 2 LAN WDM device) See Wavelength accuracy <+ 0,025 nm
Annex C. Step size < 0,025 nm
?’:52dLiLO'WPS&Apge(J?Cd;\)”g:ZI The insertion loss§ shall pe
A c determined as . the wors
nnex case over all states of
polarizatigh.
Test résuits should be
obtained under
measurement uncertainty
of £ 0,05 dB
2 Adjacent: Minimum allowable adjacent Method: A and B can be applicalple

>20m

1290 -1315nm

<0,05 nm
<+ 0,025 nm
< 0,025 nm

The adjacent channel
isolation is specified only for
DEMUX.

The adjacent channel
isolation shall be
determined as the wors
case over all states of
polarization.

Test results should be
obtained under measurg-
ment uncertainty of + 0,6 dB
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Table 2 (2 of 5)

No Tests Requirements Details
3 Non-adjacent Minimum allowable non- Method: A and B can be applicable
channel adjacent channel isolation . ]
Isolation over the channel frequency Launch fibre length: 22,0m
IEC 61300-3-29 range according to Table 1: Wavelength scanning 1290-1315nm
35 dB (Integrated 1 x 4 LAN range
WDM device) See Annex B. Wavelength resolution <0,05 nm
35 dB for PO-P1 (Individual
1 x 2 LAN WDM device) See Wavelength accuracy <+ 0,025 nm
Annex C. Step size < 0,025 nm
14 dB for P0-P2 (Individual The non-adjacenCohindel
lx 2 LéN WDM device) See isolation is specified only for
nnex DEMUX.
The non=adjacent channel
isolation,'shall be
determined as the wors
case-over all states of
polarization.
Test results should be
obtained under
measurement uncertainty
of £ 0,5 dB
4 Return loss Minimum allowable return Method: A, B, C and D can be
IEC 61300-3-7 loss over the channel applicable.
e frequency range according to
Tagle 1 y g g Launch fibre length >20m
40 dB Grade R Test results should be
obtained under measurgment
uncertainty of £ 1 dB.
All ports not under test $hall
be terminated to avoid
unwanted reflections
contributing to the
measurement
5 Directivity Maximumalowable directivity | Launch fibre length: >20m
over the.channel frequency ) )
IEC 61300-3-20 | range according to Table 1: | Source: Laser diode
50.dB Grade U Test results should be
obtained under measurgment
uncertainty of £ 1 dB.
All ports not under test ghall
be terminated to avoid
unwanted reflections
contributing to the
measurement.
The dirpr‘fi\/ity shall he
measured between any pair
of input or output ports
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adjacent channel isolation,
non-adjacent channel isolation
and'return loss of test no. 1, 2,
3 and 4 shall be met.

The insertion loss change after
the test shall be within
0,3 dB of the initial value

N° Tests Requirements Details
6 Polarization Maximum allowable PDL over | Method: A and B can be applicable
dependent loss the channel frequency range ) )
(PDL) according to Table 1: Launch fibre length: > 2,0 m
IEC 61300-3-29  |0,5 dB for 1 x 4 Wavelength scanning | 1290 — 1 315 nm
range:
0,2 dB for 1 x2 .
Wavelength resolution: | < 0,05 nm
Wavelength accuracy: | < 4+ 0025 nm
Stepsize <0,025 nm
Test results should.be
obtained underimeasurgment
uncertainty of '+ 0,05 dB
7 Dptical power Before and after the test, the Method: 2
handling limits of insertion loss,
adjacent channel isolation, Input pOV\-IeI' for short- 200_mW, 400 n_”nW_, 60_0 nWw,
EC 61300-2-14 non-adjacent channel isolation term test: _800 mW, (continuing in
and return loss of test no. 1, 2, increments of 200 mW)
3 and 4 shall be met. Duration of the optical/~| 500 h (long-term test)
During the test, the insertion power exposure:
Ioss_ change is monitored. Temperature: 60 °C + 2 °C
During and after the test, the
insertion loss change shall be | Note: Input power for the longfterm
within £ 0,3 dB of the initial test is determined by he
value. short-term test.
Test results should be
obtained under attenuatjon
measurement uncertainfy of
less than + 0,05 dB.
Test results should be
obtained under return Igss
measurement uncertainfy of
less than £ 1 dB
8 Cold: Before and. after the test, the Temperature: -10°C+2°C
EC 613002-17 limits of\insertion loss, .
Duration of exposure: 96 h
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Table 2 (4 of 5)

No

Tests

Requirements

Details

High temperature
endurance

IEC 61300-2-18

Before and after the test, the limits
of insertion loss, adjacent channel
isolation, non-adjacent channel
isolation and return loss of test no.
1, 2, 3 and 4 shall be met.

The insertion loss change after the
test shall be within
+ 0,3 dB of the initial value

Temperature:

Duration of exposure

+60°C+2°C
96 h

10

Damp heat
(steady state)
IEC 61300-2-19

Before and after the test, the limits of
insertion loss, isolation and return
loss of test no. 1, 2 and 3 shall be
met.

During the test, the insertion loss
change is monitored. During and after
the test, the insertion loss change
shall be within £ 0,3 dB of the initial
value.

During the test, the adjacent and
non-adjacent isolation changes are
monitored. The sum of the initial
values and the changes of the
isolations shall be within the value
defined at test no. 2 and 3

Temperature:

Relative humidity:

Duration of exposure

+40°C +£2°C

93 *2 % RH

96 h

11

Change of
temperature

IEC 61300-2-22

Before and after the test, the limits of
insertion loss, adjacent channel
isolation, non-adjacent channel
isolation and return loss of testo: 1,
2, 3 and 4 shall be met.

During the test, the inseftion loss
change is monitored. During and after
the test, the insertion-loss change
shall be within £ 0;3“dB of the initial
value.

During the_test; the adjacent and
non-adjacent isolation changes are
monitored. The sum of the initial
values-and the changes of the
isolations shall be within the value
defined at test no. 2 and 3

High temperature:
Low temperature:

Number of cycles:

Duration at extreme

temperature:
Rate of change:

Maximum interval
between
measurements

+60°C+2°C
-10°C+2°C
5

60 min

1 °C/min

30 min

12

Vibration
IEC 61300-2<1
IEC 61300+3-28

Before and after the test, the limits of
insertion loss, adjacent channel
isolation, non-adjacent channel
isolation and return loss of test no. 1,
2, 3 and 4 shall be met.

During the test, the insertion loss
change is monitored. During and after
the test, the insertion loss change

Frequency range:

Number of axes:

Number of sweeps:

Sweep rate:

Amplitude

5 Hz — 55 Hz.
3 orthogonal &
15/axis

1 octave/min

0,75 mm

Xxes

shall be within £ 0,3 dB of the initial
value.

During the test, the adjacent and
non-adjacent isolation changes are
monitored. The sum of the initial
values and the changes of the
isolations shall be within the value
defined at test no. 2 and 3
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No Tests Requirements Details
13 Shock Before and after the test, the Acceleration: Components: 5 000 m/s?
limits of insertion loss,
IEC 61300-2-9 | 5gjacent channel isolation, Modules:
non-adjacent channel isolation 0,125 kg < module mass
and return loss of test no. 1, <0.225 ka: 2 000 m/s2
2, 3 and 4 shall be met. s hesv ke
The insertion loss change Duration: 0,225 k92< module mass < 1 kg:
after the test shall be within Number of axis: 500 m/s
£0,3dB of the initial value umber of axis- +ms—hat-sine-ptise
Number of shocks:
3 axes in 2 directions
2 shocks per axis, 12 shock in
total
14 Optical fibre Before and after the test, the Tensile force: 2 N for reinfofced cable
cable flexing limits of insertion loss, .
adjacent channel isolation, Number of cycles: 30 cycles'+'90
IEC 61300-2-44 non-adjacent channel isolation
and return loss of test no. 1,
2, 3 and 4 shall be met.
The insertion loss change
after the test shall be within
+ 0,3 dB of the initial value
15 Fibre/cable Before and after the test, the | Magnitude’and rate (10 £ 1) N at 5 N/s for
retention limits of insertion loss, of application: reinforced cables
adjacent channel isolation,
IEC 61300-2-4 | hon-adjacent channel isolation (5,0 £0,5) N at 0,5 N/s for
and return loss of test no. 1, secondary coated fibres
2, 3 and 4 shall be met.
(2,0 £ 0,2) N at 0,5 N/s for
The insertion loss change primary coated fibres
after the test shall be within £
0,3 dB of the initial value Duration of the test: 120 s duration at 10 N
60 s durationat2 Nor 5N
Point of application 0,3 m from the exit point off the
of tensile load: fibre / cable from the specimen.
Method of mounting: | The sample shall be rigidlyj]
mounted such that the load is
only applied to the fibre/caple
retention mechanism
16 Static side load Before and after the test, the Magnitude and 1 N for 1 h for reinforced cable

IEC 61300-2:42

limits of insertion loss,
adjacent channel isolation,
non-adjacent channel isolation
and return loss of test no. 1,
2, 3 and 4 shall be met.

The insertion loss change

duration of the
tensile load:

Direction of
application:

0,2 N for 5 min for secondgry
coated fibres

Two mutually perpendiculaf
directions

after the test shall be within
+ 0,3 dB of the initial value
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Annex A
(normative)

Sample size

The number of samples to be evaluated for each test is defined in the sample size column in
the following Table A.1.

Table A.1 — Number of samples for each test

No Tests Sample size
1 Attenuation (insertion loss) 12
2 Adjacent channel isolation 12
3 Non-adjacent channel Isolation 12
4 Return loss 12
5 Directivity 12
6 Polarisation dependent loss (PDL) 12
7 Optical power handling 6
8 Cold 6
9 High temperature endurance 6
10 Damp heat (steady state) 6
11 Change of temperature 6
12 Vibration (sinusoidal) 6
13 | Shock 6
14 Optical fibre cable flexing 6
15 Fibre/cable retention 6
16 Static side load 6
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Annex B
(informative)

Logarithmic transfer matrix for
an integrated 1 x 4 LAN WDM device

Tables B.1 to B.4 show logarithmic transfer matrix for the integrated 1 x 4 WDM device.

ILpy i

s a maximum insertion loss between PO and P1.

s a maximum insertion loss between PO and P2

ILpy |
ILps i
ILpy i
Unit |

s a maximum insertion loss between PO and P3.
s a maximum insertion loss between PO and P4.

S dB.

Table B.1 — Logarithmic transfer matrix for channel-1:
Frequency range of 231,584 — 231,216 THz (=1 294,53 -11"296,59 nm)

PO P1 P2 P3 P4
PO > 40 <2,0 2254l 5, | 2Q54ILy | 2354IL
P1 <2,0 > 40 > 50 > 50 > 50
P2 > 25+IL o, > 50 > 40 > 50 > 50
P3 > 35+IL p, > 50 >'50 > 40 > 50
P4 >35+IL o, > 50 > 50 > 50 > 40

Table B.2 — Logarithmic transfer matrix for channel 2:
Frequency range of 230,784 — 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nm)

PO P1 P2 P3 P4
PO x40 > 25+IL o, <2,0 2254L oy | 235+IL p,
P1 > 25+IL > 40 > 50 > 50 > 50
P2 <2,0 > 50 > 40 > 50 > 50
P3 > 25+4IL o, > 50 > 50 > 40 > 50
P4 >35+4IL o, > 50 > 50 > 50 > 40

Table B.3 — Logarithmic transfer matrix for channel 3:

Frequency range of 229,984 — 229,676 THz (=1 303,54 — T 305,63 nm)

PO P1 P2 P3 P4
PO > 40 >354IL 5, | 225+4IL,, <2,0 > 25+4IL o,
P1 >354IL o, > 40 > 50 > 50 > 50
P2 > 25+IL > 50 > 40 > 50 > 50
P3 <2,0 > 50 > 50 > 40 > 50
P4 > 25+IL o, > 50 > 50 > 50 > 40
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Table B.4 — Logarithmic transfer matrix for channel 4:
Frequency range of 229,184 — 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm)

PO P1 P2 P3 P4
PO > 40 235+l 5, | 235+ILp, | 225+IL o £2,0
P1 > 35+4IL > 40 > 50 > 50 > 50
P2 >35+IL 5, > 50 > 40 > 50 > 50
P3 > 254IL o > 50 > 50 > 40 > 50
P4 <2,0 > 50 > 50 > 50 > 40
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Annex C
(informative)

Logarithmic transfer matrix for an individual 1 x 2 LAN WDM device

Tables C.1 to C.4 show logarithmic transfer matrix for the individual 1 x 2 WDM device.

ILp4 is @ maximum insertion loss between PO and P1.

ILp, is @ maximum insertion loss between PO and P2.

Unit i

Type

Table C.1 — Logarithmic transfer matrix for channel 1:

Frequency range of 231,584 — 231,216 THz (=1 294,53 — 1 296,59 nm)

PO P1 P2
PO > 40 <0,85 214 +IL 5,
P1 <0,85 > 40 > 50
P2 > 14 +IL , 250 > 40

Table C.2 — Logarithmic transfer'matrix for channel 2:

Frequency range of 230,784 — 230,416 THz (=~1 299,02 — 1 301,09 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 25+IL o, <0,45
P1 > 25%L > 40 > 50
P2 £0,45 > 50 > 40

Table €.3 — Logarithmic transfer matrix for channel 3:

Frequencyrange of 229,984 — 229,616 THz (~1 303,54 — 1 305,63 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 35+IL o, <0,45
P1 > 35+IL o, > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40

Table C.4 — Logarithmic transfer matrix for channel 4:

Frequency range of 229,184 — 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 35+IL <0,45
P1 2 35+IL > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40
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Type 2
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Table C.5 — Logarithmic transfer matrix for channel 1:

Frequency range of 231,584 — 231,216 THz (=1 294,53 — 1 296,59 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 25+IL ,, <0,45
P1 > 25+IL o, > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40

Type|3

Table C.6 — Logarithmic transfer matrix for channel 2:

Frequency range of 230,784 — 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nm)

PO P1 P2
PO > 40 <0,85 > 14,41,
P1 <0,85 > 40 350
P2 > 14 +IL > 50 > 40

Table C.7 — Logarithmic transfer matrix for channel 3:

Frequency range of 229,984 - 229,616 THz\(=1 303,54 — 1 305,63 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 25+IL ,, <0,45
P1 > 25+IL o, > 40 > 50
P2 < 0,45 > 50 > 40

Table C.8 — Logarithmic transfer matrix for channel 4:

Frequency range-0f.229,184 — 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 35+IL <0,45
P1 > 35+IL o, > 40 > 50
P2 < 0,45 > 50 > 40

Table C.9 — Logarithmic transfer matrix for channel 1:

Frequency range of 231,584 — 231,216 THz (=1 294,53 — 1 296,59 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 35+IL o, <0,45
P1 > 35+IL > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40
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Table C.10 — Logarithmic transfer matrix for channel 2:

Frequency range of 230,784 — 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nm)

PO P1 P2
PO >40 > 25+IL o, <0,45
P1 > 25+IL o, > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40
Tabl A1 - L rithmic transfer matrix for channel 3:
Frequency range of 229,984 - 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 nm)
PO P1 P2
PO > 40 <0,85 > 14 +IL o,
P1 <0,85 > 40 > 50
P2 > 14 +IL o, > 50 >'30

Table C.12 — Logarithmic transfer matrix for channel 4:

Frequency range of 229,184 — 228,816 THz (~1 308,09 — 1 310,19 nm)

PO R] P2
PO > 40 Z2541L o, <0,45
P1 > 25+IL o, > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40

Table C.13 — Logarithmic transfer matrix for channel 1:

Frequency range-0f.231,584 — 231,216 THz (=1 294,53 — 1 296,59 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 35+IL <0,45
P1 2 35+IL > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40

Table C.14 — Logarithmic transfer matrix for channel 2:

Frequency range of 230,784 — 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 35+IL o, <0,45
P1 > 35+IL o, > 40 > 50
P2 <0,45 > 50 > 40
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Table C.15 — Logarithmic transfer matrix for channel 3:

Frequency range of 229,984 - 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 nm)

PO P1 P2
PO > 40 > 25+IL o, <0,45
P1 > 25+IL p, > 40 250
P2 <0,45 > 50 > 40
Tabl 16 — L rithmic transfer matrix for channel 4:
Frequency range of 229,184 — 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm)
PO P1 P2
PO > 40 <0,85 > 14 +IL o,
P1 <0,85 > 40 > 50
P2 > 14 +IL > 50 >'30
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Annex D
(informative)

General information for applications of integrated 1 x 4 LAN WDM devices

The applications of integrated 1 x4 LAN WDM devices are optical MUX and DEMUX for
100GBASE-LR4 and 100GBASE-ER4 defined in IEEE Draft P802.3ba, as shown in Figure D.1.

Single-mode fibres

Optical v v Optical
- =P transmitter receiver =

\ 4
A

Optical Optical
== transmitter > < > receiver e P
x » D
= | &
Optical a) R Optica)
-= ¥ transmitter > > receiver =
Optical /, Optical
== transmitter > > receiver =%
Electrical Optical Optical Electrical
signals signals signals signals

IEC 478/13

Figure D.1 — Block diagram for 100GBASE-LR4 and 100GBASE-ER4
transmitfreceive paths
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Annex E
(informative)

General information for internal configurations
of integrated 1 x 4 LAN WDM devices

Internal configurations of integrated 1 x 4 LAN WDM devices are shown in Figure E.1 to E.3.

___________________________________________

PO(14,42,43,44)

1

1 1

' PO :

| Type 1 P1 — P1(41)
! < P2 i

1 1

| |

I PO |

! Type2 P » P2(15)
| < P2 :

1

| |

| PO :

| Type 3 P1 : > P3(13)
| < P2 i

1 1

| I

| PO |

I Termination Type 4 P1 ! > P4(14)
O :

| .

! Individual 1 x 2 LAN WDM devices '
e R S b IEC 479/13

Figure E.1 — Configuration.example of serial-type
integrated 1 x 4 LANNWDM device (DEMUX)

PO(41,42,43,4)

! 1
! 1
N PO i
- 1
! Type 4 P1 |e : P4(14)
; | P2 !
! |
' i
! PO |
! Type 3 P1 le ' P3(43)
" p|P2 |
! |
! 1
: |
! PO !
: Type 2 P1 le————— P2(1y)
| » P2 '
1 1
! Individual 1 x 2 LAN WDM devices '
1
: : P4/(2 .\
1 < H T\
IEC 480/13

Figure E.2 — Configuration example of serial-type
integrated 1 x 4 LAN WDM device (MUX)
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PO(41,42,43,44) !

»|PO
| PO
' 4 P2 A1 23,24 Type 1 P1 | 4—p P1(h)
! <« P2 1
1 1
1 1
| |
| L—p P2(12)
| |
! 43,44 o !
| / " Type 3 Pl P3(13)
| < P2 !
! / !
1 1
! /[ / Ly P4l
! 4 !
: Individual 1 x 2 LAN WDM devices |

1
L E e, e, e e = = = 1

IEC 481/13

Figure E.3 — Configuration example of tree-type
integrated 1 x 4 LAN WDM device (MUX/DEMUX)



https://iecnorm.com/api/?name=d42a5a0abfadb3212cf38fb56e4ea1bb

61753-088-2 © IEC:2013 -25-
Bibliography

IEC 61300-3-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-2: Examination and measurements — Polarization
dependent loss in a single-mode fibre optic device

IEC 61753-021-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components performance
standard — Part 021-2: Grade C/3 single-mode fibre optic connectors for category C —
Controlled environment



https://iecnorm.com/api/?name=d42a5a0abfadb3212cf38fb56e4ea1bb

- 26 - 61753-088-2 © CEI:2013

SOMMAIRE
AV ANT -PROP O S .. e e et et e e e e e e eaa e
1 Domaine d'appPliCation ... e
2 REfrences NOIMMAtIVES . ....iii it
3 Termes et définitioNs .. .o e
N O Yo [ 40 o K= 3o I =TT - |1
I S ¥-T o] Yol o e =TT | PPN
6 Gempesantsderéférercerirr——orrrrm—m—m—m—o—DmD0D—D0D—0D—0D202027D2D2m7DmDm9m—m—m—————————....
7 Bxigences de performanCes.......ci v DN
7.1 Exigences relatives auX CanaUX.........ooouiiuiiiiiiiiiiiiiiieeiee e b e
T2 DIMENSIONS ooeiiiiiee e g e
7.3 Exigences et détails des €SSaiS ...c.iiuiiiiiiiiiiii i S D e
Anneke A (normative) Nombre d'échantillons ..o O e
Anneke B (informative) Matrice de transfert logarithmique pour un dispositif LAN WDM
T X A[INTEGIe oo e
Anneke C (informative) Matrice de transfert logarithmique pour'un dispositif LAN
WDM 1 X 2 iNdiVIAUEI ....coeiiiiiic e e e
Anneke D (informative) Informations générales relativesraux applications des
dispgsitifs LAN WDM 1 X 4 INtEGrés ....ovniiniiniiiieeee ey e
Anneke E (informative) Informations générales relatives aux configurations internes
des dispositifs LAN WDM 1 X 4 iNtEgres ..o et et e e e
Bibliggraphie. ... @
Figurp 1 — Configuration d'un dispositiffbAN WDM 1 x 4 intégré............cooiiiiiiiiiin,
Figurpe 2 — Configuration d'un dispositif LAN WDM 1 x 2 individuel.....................ce.
Figure D.1 — Schéma fonctionnélpour des liaisons en émission/réception 100GBASE-
LR4 @t 100G BASE-ERE ... e
Figurg E.1 — Exemple de configuration d'un dispositif LAN WDM 1 x 4 intégré de type
LY 1Y (o L=t 10T o 1= = U ) L PR
Figurg E.2 — Exemple de configuration d'un dispositif LAN WDM 1 x 4 intégré de type
S (MU PIEXEUE) ..ot e e e e e e e e et et e et e e e e e e eaeenaeenas
Figurg E.3 = Exemple de configuration d'un dispositif LAN WDM 1 x 4 intégré de type
arborlescenty(multiplexeur/démultipleXeUI) ...

Tableau 1 — Exigences relatives aux canaux
Tableau 2 — Détails et exigences d’essais
Tableau A.1 — Nombre d’échantillons pour chaque essai

Tableau B.1 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 1: Plage de fréquences

comp

rise entre 231,584 et 231,216 THz (=1 294,53 — 1 296,59 nM) ..o,

Tableau B.2 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 2: Plage de fréquences

comp

rise entre 230,784 et 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nM) ..o

Tableau B.3 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 3: Plage de fréquences

comp

rise entre 229,984 et 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 NM) ....oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnne.

Tableau B.4 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 4: Plage de fréquences

comp

rise entre 229,184 et 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm) .......coooiiiiiiiiiiis

43

47

48
50

32
32

47

48

48


https://iecnorm.com/api/?name=d42a5a0abfadb3212cf38fb56e4ea1bb

61753-088-2 © CEI:2013 - 27 -

Tableau C.1 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 1: Plage de fréquences

comp
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rise entre 230,784 et 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 NM) ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

Tableau C.3 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 3: Plage de fréquences

comp

rise entre 229,984 et 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 NM) .....ciiiiiiiiiiiiiiiiies

Tableau C.4 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 4: Plage de fréquences

comp

rise entre 229,184 et 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 NM) .....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

Tableau C.5 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 1: Plage de fréquences

comp

rise entre 231,584 et 231.216 THz (%1 294,53 — 129659 nm)........................ooooo. .

Tablg
comp

Tablg
comp

Tablg
comp

Tabld
fréqu
Tablg
fréqu
Tablg
fréqu
Tabld
fréqu
Tablg
fréqu
Tabld
fréqu
Tablg
fréqu

Tablg
fréqu

au C.6 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 2: Plage de fréquences
au C.7 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 3: Plage de fréquences
au C.8 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 4: Plage de.fréquences
au C.9 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 1: Rlage de

au C.10 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal2: Plage de

au C.11 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 3: Plage de

au C.12 — Matrice de transfert logarithmique.pour le canal 4: Plage de

au C.13 — Matrice de transfert logarithmigue pour le canal 1: Plage de

au C.14 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 2: Plage de

au C.15 — Matrice de transfertlogarithmique pour le canal 3: Plage de

au C.16 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 4: Plage de

rise entre 230,784 et 230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nM) ...ooniirinennee KN
rise entre 229,984 et 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 nm) .............. Q5.
rise entre 229,184 et 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm) ... e iy
ences comprise entre 231,584 et 231,216 THz (=1 294,53 — 1(296,59 nm)..............|
ences comprise entre 230,784 et 230,416 THz (=1 299,02"— 1 301,09 nm)...............
ences comprise entre 229,984 et 229,616 THz (£1)303,54 — 1 305,63 nm)...............
ences comprise entre 229,184 et 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm)..............|
ences comprise entre 231,584 et 231,246 THz (=1 294,53 — 1 296,59 nm)...............
ences comprise entre 230,784 et"230,416 THz (=1 299,02 — 1 301,09 nm)..............|
ences comprise entre 229,984 et 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 nm)...............

ences comprise entfe 229,184 et 228,816 THz (=1 308,09 — 1 310,19 nm)..............|
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La Norme internationale CEl 61753-088-2 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette premiere édition de la CEl 61753-088-2 annule et remplace la IEC/PAS 61753-088-2
publiée en 2010.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/3549/FDIS 86B/3591/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une ljste de toutes les parties de la série CElI 61753, publiées sous le titre général, Dispositifs
d'intgrconnexion et composants passifs a fibres optiques — Normes de performancg, est
disponible sur site web de la CEI.

Le cgmité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifie-avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec,ch!” dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* rgconduite,

* sUipprimée,

* rgmplacée par une édition révisée, ou
* amendée.
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2 Une quatriéeme édition sera publiée prochainement.
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3 Termes et définitions

2013

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CElI 62074-1, ainsi que
les suivants s'appliquent.

3.1

dispositif LAN WDM
dispositif de couplage dépendant de la longueur d’onde, qui assure des fonctions a la fois de
multiplexage et de démultiplexage en longueur d’onde, avec une fréquence de canal DWDM
de 231,4 THz, 230,6 THz, 229,8 THz, et 229,0 THz, I'espacement de fréquence entre canaux

étant

3.2

dispositif LAN WDM 1 x 4 intégré

de 800 GHz

dispgsitif de couplage dépendant de la longueur d’onde, a fibres amorces upimodales, tgl que
représenté sur la Figure 1. Il y a 1 port commun (P0O) et 4 ports d'entrée/sortie (P[l-P4)
corregpondant a 4 canaux, de 4 fréquences différentes
Entrée/ Entrées/
sortie sorties
P1(4)
PO(41,42,13,44) ——— P2(%)
P3(43)
P4(14)
IEC 476/13
Figure 1 — Configuration d'un dispositif LAN WDM 1 x 4 intégré
3.3
dispositif LAN WDM 1 x 2. individuel
dispgsitif de couplage dépendant de la longueur d’onde, a fibres amorces unimodales, tgl que
représenté sur la Figure 2. Il existe 4 types de dispositifs LAN WDM 1 x 2 indiviquels,
corregpondant aux‘\4 fréquences des canaux. Il y a 1 port commun (P0) et 2 |ports
d'entrée/sortie (R3y*P2). Le signal dont la fréquence correspond au canal passe entre PO et
P1. Les signaux(dont les fréquences ne correspondent pas au canal passent entre PO et P2.
Entr_ée/ Entréesl
PO(11,42,43,44) L P1(4)
P2(%+ 1)
IEC 477/13
Figure 2 — Configuration d'un dispositif LAN WDM 1 x 2 individuel
4 Conditions d’essais
Sauf spécification contraire, toutes les méthodes d'essais sont conformes a la série

CEI 61300. Il est prévu d’utiliser, pour chacun des essais, des dispositifs LAN WDM neufs,
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qui n‘ont pas été précédemment soumis a des contraintes, mais, si on le souhaite, il est
possible de sélectionner les échantillons a soumettre aux essais parmi des échantillons
précédemment utilisés. Les échantillons doivent comporter des fibres amorces composées de
fibores unimodales conformes a la CEI 60793-2-50, catégorie B1.1, B1.3 ou B6, soit sous
forme de fibres sous revétement (primaire et secondaire), soit sous forme de cables renforcés.
Toutes les mesures doivent étre effectuées dans des conditions atmosphériques normalisées,
sauf spécification contraire. Si le dispositif est muni d'une régulation de température active,
celle-ci doit étre réglée a la valeur de consigne spécifiée par le fabricant.

Les exigences s'appliquent a toute combinaison de ports d'entrée et de sortie.

Tous
fréqu
uniqu
diver

Des 1
a dis
sont

7.1

Le Tableau 1 présente des exigences relatives aux canaux (information de conception

que g

les essais doivent étre réalisés pour valider les performances sur la plag
ences de fonctionnement des canaux exigée. En conséquence, des bandes spec
es ou multiples peuvent étre choisies pour la qualification, et des spécificatiohs (¢
jentes peuvent étre assignées a chaque bande spectrale.

fapport d’essai

apports d'essai bien documentés et étayés par des preuves doivent étre préparés ¢
position en vue de contrbles, afin de démontrer que les essaiSont été effectués et
batisfaisants.

omposants de référence

xigences de performances

Exigences relatives aux canaux

pécifié dans la norme IEEE'P802.3ab et la Recommandation UIT-T G.959.1.

Tableau 1 — Exigences relatives aux canaux

e de
rales
ibles

t mis
qu'ils

ssais pour ces composants ne nécessitent pas Futilisation de composants de référence.

), tel

N° Eléments Exigences
1 Fréquence centrale Canal 1: 231,4 THz (= 1 295,56 nm)
Canal 2: 230,6 THz (= 1 300,05 nm)
Canal 3: 229,8 THz (= 1 304,58 nm)
Canal 4:2200 THz (= 1300 14 nm)
2 Espacement entre canaux 800 GHz
3 Plage de fréquences de canal Fréquence centrale + 184 GHz

Canal 1: 231,584 — 231,216 THz (= 1 294,53 — 1 296,59 nm)
Canal 2: 230,784 — 230,416 THz (= 1 299,02 — 1 301,09 nm)
Canal 3: 229,984 — 229,616 THz (= 1 303,54 — 1 305,63 nm)

Canal 4: 229,184 — 228,816 THz (= 1 308,09 — 1 310,19 nm)
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7.2 Dimensions

Les dimensions doivent étre conformes a celles que donnent les dessins appropriés du
fabricant.

7.3 Exigences et détails des essais

Une longueur minimale de fibre ou de cable de 2,0 m par port doit étre incluse dans toutes les
enceintes d'essais climatiques et environnementaux. Méme si une plage de longueurs
d’ondes est utilisée a la place de la plage de fréquences exigée précise, la plage de
longueurs d’ondes exigée comprend la plage de fréquences exigée.

Tableau 2 - Détails et exigences d’essais (7 de 6)

canal adjacent

CEI 61300-3-29

minimale autorisée surla
plage de fréquences de
canal, conformément au
Tableau 1:

25 dB (dispositif LAN WDM
1 x 4 intégré) Voir Annexe B.

Longueur de la fibre
d’injection:

Plage de balayage
en longueur d’onde

>2,0m

1290 -1315nm

Résolution en < 0,05 nm
25.3B pour PO-P1 (dispositif | /ongueur d’onde
LAN WDM 1 x 2 individuel) Précision de la < +0,025 nm
Voir Annexe C. longueur d'onde
14 dB pour P0-P2 (dispositif | Taille de pas < 0,025 nm

LAN WDM 1 x 2 individuel)
Voir Annexe C

L'isolation du canal adjace
est spécifiée uniquement g
le démultiplexage.

N° Essais Exigences Détails
1 Affaiblissement Affaiblissement maximal Méthode: A et B peuventiétre applicgbles
(perte autorisé (perte d'insertion) )
d'insertion) sur la plage de fréquences Longueur (.:Ie lafibre | >2,0m
de canal, conformément au d'injection:
CEI 61300-3-29 | 14p) 1: 12901 315 nm
ableau 1. Plage de balayage
2,0 dB (dISpOSItIf LAN WDM en Iongueur d’onde <0,05 nm
1 x 4 intégré) Voir Annexe B. | Rgsolution en <+0,025 nm
0,85 dB pour P0-P1 longueur d’onde < 0.025 nm
(dispositif LAN WDM 1 x 2 Précision de la -
individuel) Voir Annexe C. longueur dlonde La perte d'insertion doit &tfe
0,45 dB pour P0-P2 Taille de pas determ|nee comme le cas Je
. L plus défavorable sur tous Ies
(dispositif LAN WDM 1 x 2 états de polarisation
individuel) Voir Annexe C ’
Il convient que les résultatg
des essais soient obtenus favec
une incertitude de mesure [de
+ 0,05 dB
2 Isolation du Isolation du canal adjaeent Méthode: A et B peuvent étre applicables

ht
our

Lisolation du canal adjace

t

doit étre déterminée comme le
cas le plus défavorable sur
tous les états de polarisation.

Il convient que les résultats
des essais soient obtenus avec
une incertitude de mesure de
+0,5dB
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Tableau 2 (2 de 6)

conformément au Tableau 1

50 dB Classe U

Il convient que les résultat
essais soient obtenus aved
incertitude de mesure de
+ 1 dB.

N° Essais Exigences Détails
3 Isolation du Isolation du canal non Méthode: A et B peuvent étre applicables
canal non adjacent minimale autorisée .
adjacent sur la plage de fréquences '(;9”9““:_”" delafibre | >2,0m
de canal, conformément au Injection:
CEIl 61300-3-29 Tableau 1:
: Plage de balayage 1290 -1315nm
35 dB (dispositif LAN WDM | €n longueur d’onde
1 x 4 intégré) Voir Annexe Résolution en < 0,05 nm
B. longueur d’onde
357 B pour PU-PT(AISPOSITT | pracision de la <+ 0.025nm
LAN WDM 1 x 2 individuel) longueur d'onde
Voir Annexe C.
Taille de pas < 0,025 nm
14 dB pour P0-P2 (dispositif P ’
LAN WDM 1 x 2 individuel) L'isolation du-canal non
Voir Annexe C adjacent est. Spécifiée
uniquemént pour le
démultipleXage.
L'isolation du canal non
adjacent doit étre déterminée
comme le cas le plus
défavorable sur tous les étpts
de polarisation.
Il convient que les résultats des
essais soient obtenus aveq une
incertitude de mesure de
+0,5dB
4 Affaiblissement Affaiblissement de réflexion Méthode: A, B, C et D peuvent étre
de réflexion minimal autorisé sur la applicables.
lage de fréquences de
CEI61300-3-7 | barl Conformément au {ongueur de Ia fibre | >2,0 m
Tableau 1: d’injection:
40 dB Classe R Il convient que les résultats des
essais soient obtenus aveq une
incertitude de mesure de {1
dB.
Tous les ports qui ne sont pas
en essai doivent étre adapjés
pour éviter des réflexions pon
désirées perturbant la mesjure
5 Directivité Directivité maximale Longueur de la fibre >20m
autorisée sur la plage de d’injection:
CEl 61300-3-20 fréquences de canal, )
Source: Diode laser

b des
une

Tous les ports qui ne sont

pas

en essai doivent étre adaptés
pour éviter des réflexions non

désirées perturbant la mes

La directivité doit étre mes

ure.

urée

entre chaque paire de ports

d’entrée ou de sortie
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de l'isolation du canal
adjacent, de l'isolation du

N° Essais Exigences Détails
6 Perte Perte dépendant de la Méthode:
dépendant de la | polarisation maximale ) .
polarisation autorisée sur la plage de L'c_)n_gue_ur de la fibre A et B peuvent étre
(PDL: fréquences de canal, d'injection: applicables
Polarization conformément au Tableau 1: >20m
dependent Plage de balayage en o
loss), 0.5 dB pour 1 x 4 longueur d'onde 1290 - 1315
- nm
CEI 61300-3-29 | 0,2dB pour 1x2 Résolution en longueur
d'onde < 0,05 n0m
Taille de pas
< 0,025 nm
Il convient‘que les
résultats,dé€s essaig
soientobtenus aved une
incertitude de mesufe de
+.0,05 dB
7 Traitement de la | Avant et apres I'essai, les Méthode: 2
uissance limites de la perte d'insertion, . i
Eptique de I'isolation%u canal Puissance d'entrée pour 200 mW, 400 mW,
adjacent, de I'isolation du I'essai a court terme 600 mW, 800 mW, (et
CEl 61300-2-14 canal non adjacent et de ainsi de suite, par
I'affaiblissement de réflexion incréments de 200 mW)
des essais n® 1, 2, 3 et 4 Durée de I'exposition a la 500 h (essai a long
doivent étre satisfaites. puissance‘aptique: terme)
Au cours de l'essai, la / ) . .
variation de la perte Tempétature: 60°C+2°C
d'insertion est contrélée. Note® . , 5
Pendant et aprés I'essai, la La pu!ssan_ce; d entr;e
variation de la perte pour I’essa‘| a long tl,rme .
d’insertion doit étre égale a gséoduitﬁg?g:e par yessal
+ 0,3 dB de la valeur initiale,
Il convient que les
résultats des essaig
soient obtenus aved une
incertitude de mesufe de
I'affaiblissement
inférieure a £ 0,05 ¢B.
Il convient que les
résultats des essaig
soient obtenus aved une
incertitude de mesufe de
I'affaiblissement de
réflexion inférieure & + 1
dB
8 Froid Avant et aprés l'essai, les Température: -10°C+2°C
! limites de la perte d'insertion, | "
CEV61300-2-17 Durée d'exposition: 96 h

canal non adjacent et de
I'affaiblissement de réflexion
des essaisn° 1,2, 3et4
doivent étre satisfaites.

La variation de la perte
d’insertion apres I'essai doit
étre égale au plus a £ 0,3 dB
de la valeur initiale
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N°

Essais

Exigences

Détails

Endurance a
haute
température

CEI 61300-2-18

Avant et aprés l'essai, les
limites de la perte d'insertion,
de l'isolation du canal
adjacent, de I'isolation du
canal non adjacent et de
I'affaiblissement de réflexion
des essaisn® 1,2, 3et4
doivent étre satisfaites.

La variation de la perte

Température:

Durée d'exposition:

+60°C+2°C
96 h

d’insertion apres l'essai doit
étre égale au plus a £ 0,3 dB
de la valeur initiale

10

haleur humide
btat continu)

El 61300-2-19

i)

(@)

Avant et aprés l'essai, les
limites de la perte d'insertion,
de l'isolation et de
I'affaiblissement de réflexion
des essais n° 1, 2 et 3 doivent
étre satisfaites.

Au cours de l'essai, la
variation de la perte d'insertion
est controlée. Pendant et
aprés I’essai, la variation de la
perte d’insertion doit étre
égale au plus a £ 0,3 dB de la
valeur initiale.

Pendant I'essai, les variations
de l'isolation du canal adjacent
et du canal non adjacent sont
contrélées. La somme des
valeurs initiales et des
variations des isolations doit
se situer dans les limites deila
valeur définie lors des-e§sais
n°2et3

Température:
Humidité relative:

Durée d'exposition

+40°Cx2°C

93 *29% RH

96.h

11

<

ariations de
t¢mpérature

dEl 61300-2-22

Avant et aprés I'essal, les
limites de la perte-d'insertion,
de l'isolation.du’canal
adjacent, de)l'isolation du
canal non adjacent et de
I'affaiblissement de réflexion
deSessaisn°1,2,3et4
doivent étre satisfaites.

Au cours de l'essai, la
variation de la perte d'insertion
est contrélée. Pendant et
aprés I'essai, la variation de la
perte d’insertion doit étre
égale au plus a £ 0,3 dB de la
valeur initiale.

Température haute:
Température basse:
Nombre de cycles:

Durée a température
extréme:

Taux de variation:

Intervalle maximal
entre les mesures

+60°C+2°C
-10+2°C

5

60 min

1 °C/min

30 min

Pendant I'essai, les variations
de l'isolation du canal adjacent
et du canal non adjacent sont
contrélées. La somme des
valeurs initiales et des
variations des isolations doit
se situer dans les limites de la
valeur définie lors des essais
n°2et3
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N° Essais Exigences Détails
12 Vibrations Avant et aprés l'essai, les Plage de fréquences: 5 Hz — 55 Hz.
limites de la perte d'insertion, .
CEI 61300-2-1 de I'isolation du canal adjacent, Nombre d'axes 3 axes orthogonaux
CEI 61300-3-28 | de l'isolation du canal non Nombre de balayages |15 balayage/axe
adjacent et de I'affaiblissement
de réflexion des essais n° 1, 2, Vitesse de balayage 1 octave/min
3 et 4 doivent étre satisfaites. Amplitude 0.75 mm
Au cours de l'essai, la variation
de la perte d'insertion est
contrélée. Pendant et apres
I'essai, la variation de la perte
d’insertion doit étre égale au
plus a £ 0,3 dB de la valeur
initiale.
Pendant I'essai, les variations
de l'isolation du canal adjacent
et du canal non adjacent sont
contrélées. La somme des
valeurs initiales et des
variations des isolations doit se
situer dans les limites de la
valeur définie lors des essais
n°2et3
13 Chocs Avant et aprés I'essai, les Accélération: Composants: 5 000 m/s?
limites de la perte d'insertion, )
CE161300-2-9 | e isolation du canal adjacent, Modules:
de l'isolation du canal non
0,125 kg < masse du modjle
adjacent et de I'affaiblissement 9 . 2
. . LV < 0,225 kg: 2 000 m/s
de réflexion des essais n° 1, 2,
3 et 4 doivent étre satisfaites. 0,225 kg < masse du mod|ile
La variation de la perte < 1 kg: 500 m/s?
d’insertion aprés I'essai doitvétre Durée: 1 . Isi i idal
égale au plus & + 0,3 dB.d& Ia urée: ms, impulsion semi-sinugsoidale
valeur initiale Nombre d'axes: 3 axes, 2 directions
Nombre de chocs: 2 chocs par axe, 12 au total
14 Flexion des Avant et aprés l'essai, les Force de traction: 2 N pour cable renforcé
cables a fibres limites de‘la perte d'insertion, ) R .
optiques de I'isolation du canal adjacent, | Nombre de cycles: 30 cycles a + 90
de ['isolation du canal non
CE| 61300-2-44

adjacent et de I'affaiblissement
de-féflexion des essais n° 1, 2,
3 et 4 doivent étre satisfaites.

La variation de la perte
d’insertion apres I'essai doit étre
égale au plus a £ 0,3 dB de la
valeur initiale
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N° Essais Exigences Détails
15 Rétention de la | Avant et aprés I'essai, les Amplitude et rythme (10 £ 1) N a 5 N/s pour les cables
fibre ou du limites de la perte d'insertion, d'application: renforcés
cable de l'isolation du canal adjacent,
de l'isolation du canal non (5,0 £ 0,5) N a 0,5 N/s pour les
CEl 61300-2-4 adjacent et de I'affaiblissement fibres sous revétement secondaire
de réflexion des essais n° 1, 2,
3 et 4 doivent étre satisfaites. (2,0+£0,2) N a0,5N/s pour les
fibres sous revétement primaire
La variation de la perte
d’insertion aprés l'essai doit étre [ Durée de I'essai durée de 120 s a 10 N
égale au plus a £ 0,3 dB de la
valeur initiale durée de 60 s a 2 N ou 5/IN
Point d'application de a 0,3 m du point de sortie|de la
la charge de traction: fibre / du cable’du.spécimgn.
Méthode de montage: L'échantillontdoit étre monté de
maniére(rigide, de sorte qlie la
charge soit uniquement agpliquée
au meceanisme de rétentiop de la
fibre ou du cable
16 Charge latérale | Avant et aprés l'essai, les Amplitude et durée de \[1 N pendant 1 h pour les ¢ables
sfatique limites de la perte d'insertion, la charge de traction: renforcés
CEl 61300-2-42 | ¢ isolation du canal adjacent, 0,2 N pendant 5 min pour fes fibres

de l'isolation du canal non
adjacent et de I'affaiblissement
de réflexion des essais n° 1, 2,
3 et 4 doivent étre satisfaites.

La variation de la perte
d’insertion apres I'essai doit étre
égale au plus a £ 0,3 dB de la
valeur initiale

Direction._d'dpplication:

sous revétement secondaire

Deux directions perpendidulaires
I'une par rapport a 'autre
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Annexe A
(normative)

Nombre d'échantillons

Le nombre d’échantillons a évaluer pour chaque essai est défini dans la colonne relative au
nombre d'échantillons dans le Tableau A.1 ci-dessous.

Tableau A.1 — Nombre d’échantillons pour chaque essai

N° Essais Nombre
d'échantillons
1 Affaiblissement (perte d'insertion) 12
2 Isolation du canal adjacent 12
3 Isolation du canal non adjacent 12
4 Affaiblissement de réflexion 12
5 Directivité 12
6 Perte dépendant de la polarisation (PDL) 12
7 Traitement de la puissance optique 6
8 Froid 6
9 Endurance a haute température 6
10 Chaleur humide (état continu) 6
11 Variations de température 6
12 | Vibrations (sinusoidales) 6
13 | Chocs 6
14 Flexion des cables a fibres optiques 6
15 Rétention de la fibreou du cable 6
16 | Charge latérale statique 6
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Annexe B
(informative)

Matrice de transfert logarithmique pour
un dispositif LAN WDM 1 x 4 intégré

Les Tableaux B.1 a B.4 présentent la matrice de transfert logarithmique pour le dispositif

WDM 1 x 4 intégré.

ILp¢ est une perte d’insertion maximale entre PO et P1.

ILp, @¢st une perte d’'insertion maximale entre PO et P2.

ILp3 @¢st une perte d’'insertion maximale entre PO et P3.

ILp4 ¢st une perte d’'insertion maximale entre PO et P4.

L'uni

Pla

Pla

é est le dB.
Tableau B.1 — Matrice de transfert logarithmique pour\le'canal 1:
je de fréquences comprise entre 231,584 et 231,216 THz (1.294,53 — 1 296,59
PO P1 P2 P3 P4
PO > 40 <2,0 > 25+IL o, > 35+IL > 35+IL
P1 <20 > 40 > 50 >50 > 50
P2 > 25+IL , > 50 2/40 > 50 > 50
P3 > 35+IL o, > 50 > 50 > 40 > 50
P4 > 35+IL > 50 > 50 > 50 > 40

Tableau B.2 — Matrice de\transfert logarithmique pour le canal 2:

je de fréquences comprise entre 230,784 et 230,416 THz (=1 299,02 - 1 301,09
PO P1 P2 P3 P4
PO > 40 > 25+IL o, <2,0 2 25+IL oy > 35+, p,
P1 >25+1L o, > 40 >50 >50 > 50
P2 <2,0 > 50 > 40 >50 > 50
P3 > 25+IL oy > 50 >50 > 40 > 50
R4 > 35+IL p, > 50 >50 >50 > 40

hm)

Tableau B.3 — Matrice de transfert logarithmique pour le canal 3:
Plage de fréquences comprise entre 229,984 et 229,616 THz (=1 303,54 — 1 305,63 nm)

PO P1 P2 P3 P4
PO > 40 > 35+IL ,, > 25+IL o, <2,0 > 254IL p,
P1 > 35+IL p, > 40 > 50 > 50 > 50
P2 > 25+IL o, > 50 > 40 > 50 > 50
P3 <2,0 > 50 > 50 > 40 > 50
P4 > 254IL p, > 50 > 50 > 50 240
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